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Em 1972, ao estudar a difragdo multipla de néutrons em um monocristal de
aluminio, Parentc observou a existéncia de dois picos, em posi¢hes simétricas com
relagio a um dos espelhos de simetria do diagrama experimental, obtido com a reflexdo
primaria 111, que, contrariamente ao esperado, ndo tinham mesma intensidade (Parente,
C.B.R.,, “Difragio Multipla de Néutrons em um Cristal de Aluminio”, Tese de
Doutoramento, Instituto de Fisica, USP, 1972). Em uma estrutura cibica, como a do
aluminio, as diregdes {111} s3o eixos de simetria de ordem 3. Com esta simetria sdo
esperados espelhos a cada 60°. Entretanto, o diagrama obtido, de extensdo reduzida.
mostrou dois espeliios distanciados de 30°, com o pormenor de que em torno de um dos
espelhos estavam os dois picos de intengidade diferentes. Recentemente, Sasaki observou
a ocorréncia do mesmo fendmeno em diagrama obtido com a reflexdo primdria 222 de
um cristal de arseneto de gilio (GaAs), usando radiagio CuKo,; . Com o auxilio do
programa de computador MULTX, de simulagio de diagramas de difragio multipla de
raios-X, foi simulado um diagrama dessa reflexdo e comprovada a simetria verificada
experimentalmente (Sasaki, .M., “Diagramas Renninger com Radiagdo de Freamento
de Elétrons ¢ Sincrotron. no Estudo de Estruturas Heteroepitaxiais”, Tese de
Doutoramento, Instituto de Fisica Gleb Wataghin, UNICAMP, 1993). Neste trabalho, €
apresentado um estudo da simetria em diagramas de difracdo multipla de raios-X e de |
néutrons. Diagramas experimentais foram obtidos, com diversos monocristais, ¢ |
comparados com diagramas simulados com os programas MULTX e MULTY, este '
ultimo utilizado no caso de néutrons. Para uma melhor visualizagdo da simetria
diagramas, muitos foram graficados em uma escala circular, permitindo a fécil
identificagio de espelhos de simetria plena, que foram chamados de ‘espelhos
isomorficos’, e de simetria parcial, chamados de ‘espelhos anamoérficos’. Embora ndo
seja ainda possivel uma generalizagdo, os resultados obtidos mostram que, no caso de
estruturas cubicas, eixos de ordem par produzem apenas espelhos isomoérficos, enquanto
que os de ordem impar produzem espelhos anamoérficos, intercalados com espelhos
isomorficos. No caso particular das fases o (trigonal) e p (hexagonal) do quartzo (SiO; ),
foram observados somente espelhos isomoérficos, para o eixo de ordem 3 na direcdo ¢ da
cela hexagonal do quartzo-ct, € espelhos dos dois tipos, para o eixo de ordem 6 na

mesma dire¢do da cela do quartzo-f.
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